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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical
committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
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34A/1997/CDV 34A/2028/RVC

LIl information on the voting for the approval of this amendment can be found in, the’repg

om voting indicated in the above table.

main unchanged until the stability date indicated on the IEC" website und
ttp://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publicationy At this date, th

pliblication will be

reconfirmed,
withdrawn,
replaced by a revised edition, or

amended.

ITRODUCTION to Amendment 1

C 62554 specifies the method of sample preparation for the measurement of mercury ley
fluorescent lamps. It refers to IEC 62321:2008 for the technique for determining the amou
mercury.

ndard has-been split into several parts.

bildteral discussions between members of subcommittee 34A and technical committee 11
was agreed to update the relevant part of IEC 62321 and the reference made to it

II_

ne committee has decided that the contents of this amendment and the basg/publication wj

the meantime it has been found that for fluorescent lamps, some of the techniquTs
s&ecified in fEC°62321 can lead to inaccurate and misleading results and in addition thi
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(IEC 62321-4:2013/AMD1:2017).

2

Normative references

Delete the reference to IEC 62321:2008

Add the following new reference:


https://iecnorm.com/api/?name=25871b151aa440cf7ca11e44dbc8b0f0

IEC 62554:2011/AMD1:2017 -3-
© 2017

IEC 62321-4:2013, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 4:
Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

6.3 Analysis

Replace the existing first paragraph with the following new text:

The analytical test procedure shall comply with the requirements of IEC 62321-4.

NOTE For measurements of mercury in fluorescent lamps IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 gives a warning abdut
matrix effects in 5.1, and a recommendation of "CV-AAS" as the preferred analytical method in 8.1.

A{d the following new Bibliography
Bibliography

IHC 62321, Electrotechnical products — Determination of levels of six regulated substance¢s
(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated
diphenyl! ethers)
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Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34

de I'lEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote

34A/1997/CDV 34A/2028/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote aya
abbouti a I'approbation de cet amendement.

LI comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication\de base ne se

lal publication sera

e | reconduite,
e | supprimée,
e | remplacée par une édition révisée, ou

e | amendée.

NTRODUCTION a I'Amendement 1

L'IEC 62554 spécifie la methode a utiliser pour la préparation des échantillons en vue de
mlesure du niveau de “mercure dans les lampes fluorescentes. Elle fait référence
I‘IEC 62321:2008 pour ce qui concerne la technique de détermination de la quantité g
miercure.

spécifiées_dans I'lEC 62321 peuvent conduire a des résultats inexacts et trompeurs; p
ailleurs, ladite norme a été subdivisée en plusieurs parties.

Ap-eours des discussions bilatérales entre les membres du sous-comité 34A et du comi

s modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web“de I'lEC sous
"Http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date

IIla été entre\temps établi que pour les lampes fluorescentes, certaines des techniqugs
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d| 'tUUIUb 111, Ii =] G’tU’ abucpté UIU IIIUttIU t:‘l jUUI id Pdlt;U bUIIbUIIIéU dU i'iEC 62321 dillb; yuc
référence qui y est faite dans I'lEC 62554. L'Amendement 1 a I'lEC 62321-4 a été publ
(IEC 62321-4:2013/AMD1:2017).

2 Références normatives

Supprimer la référence a I'lEC 62321:2008
Ajouter la nouvelle référence suivante:

IEC 62321-4:2013, Détermination de certaines substances dans les produits
électrotechniques — Partie 4: Mercure dans les polyméres, métaux et produits électroniques

a
ié
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par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

6.3 Analyse

Remplacer le premier alinéa par le nouveau texte suivant:

L . , . . oia ‘ . e HEE-559 54—t

NOTE Pour les mesures du mercure dans les lampes fluorescentes, I'|EC 62321-4:2013/AMD1:2017 donne)en §.
ur| avertissement concernant les effets de matrice et recommande en 8.1 la méthode "CV-AAS (Spectrométti

d'@ébsorption atomique a vapeur froide)" comme méthode analytique préférentielle.

AJouter la nouvelle Bibliographie suivante:

Bibliographie

IHC 62321, Produits électrotechniques — Détermination desy'hiveaux de six substanc
rdglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, diphényles polybromé
diphényléthers polybromés)
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